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前　　言

　　本指导性技术文件的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本指导性技术文件由全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２９７）提出并

归口。

本指导性技术文件起草单位：中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中国质量认证中心。

本指导性技术文件主要起草人：宋武元、郑建国、肖前、陈伟、周明辉、黄文娴。

本指导性技术文件为首次发布。
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电子电气产品中限用物质铅、汞、铬、

镉和溴的快速筛选　犡射线荧光光谱法

［安全提示］：犡射线荧光光谱使用了对人体有危险的放射性辐射，因此使用该仪器时必须遵守仪器

生产商申明的和国家安全规定，而且使用该设备的人员需要进行上机前安全培训和定期安全检查。

１　范围

本指导性技术文件规定了用Ｘ射线荧光光谱法快速筛选电子电气产品中限制使用物质铅、汞、铬、

镉和溴的测定方法，其中所测定的铬和溴是指样品中的总铬和总溴。

本指导性技术文件规定的Ｘ射线荧光光谱包括能量色散型Ｘ射线荧光光谱（ＥＤＸＲＦ）和波长色散

型Ｘ射线荧光光谱（ＷＤＸＲＦ），也同样适用于便携式或手提式Ｘ射线光谱。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本指导性技术文件，然而，鼓励根据本指

导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最

新版本适用于本指导性技术文件。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１５０００．５　标准样品工作导则（５）　化学成分标准样品技术通则

ＧＢ／Ｔ１６５９７　冶金产品分析方法　Ｘ射线荧光光谱法通则

ＩＳＯ５７２５　测量方法和结果的精确性（精度和精确度）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本指导性技术文件。

３．１

犡射线荧光光谱法　犡狉犪狔犳犾狌狅狉犲狊犮犲狀犮犲狊狆犲犮狋狉狅犿犲狋狉狔

利用初级Ｘ射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子，使之产生荧光（次级Ｘ射线）而进行

物质成分分析和化学态研究的方法。

按激发、色散和探测方法的不同，分为能量色散型Ｘ射线荧光光谱（ＥＤＸＲＦ）和波长色散型Ｘ射线

荧光光谱（ＷＤＸＲＦ）。

３．２

测试样品　狊狆犲犮犻犿犲狀

指能放置在仪器试样室里进行Ｘ射线强度测量的样品。

３．３

粉末压片样品　狆狅狑犱犲狉犱犻狊犮狊狆犲犮犻犿犲狀

将试样制成特定细度的粉末，然后在特定的条件下加压成型所得到的具有一定强度且分析表面平

滑、无明显裂纹等缺陷的试样片。

３．４

均质检测单元　犺狅犿狅犵犲狀犲狅狌狊狋犲狊狋狌狀犻狋

由一种或一种以上物质均匀组成的检测单元，且不能再被机械拆分出不同的材料。
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